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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-2: Exigences relatives aux crémes de brasage
pour les interconnexions de haute qualité
dans les assemblages de composants électroniques

AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
composée de Iensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

intéressé par Ie sujet traité peut participer. Les organisations interngtionalé
gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également 3
avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO),
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les g ‘ ésentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, ¢ ( 5 gt ités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études

3) Les documents produits se présentent sgus a i internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique techniques\ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification interndtionale, les\Conités\ationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possiplexles Norimes ipternationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence\ entke nor de”la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiqués 1 airs dang cette derniere.

5) La CEIl n'a fixé aucune procéd re conce nant e Marquagel comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand a l'une de ses normes

6) L'attention est atji S éments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne\pa Qits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme interngtiona ' p-2 a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

Techniques d' ¢ apdsants électroniques.

FDIS Rapport de vote
91/278/FDIS 91/288/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -
Part 1-2: Requirements for solder pastes for high-quality

interconnections in electronics assembly

FOREWORD

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with the IEC also participate in this preparation. The I|IEC collabdtates ¢
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions i
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica

of standards, technical specifications, teck
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification,
Standards transparently to the maximum ,€Xx 9 their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the { ational or regional standard shall be clearly

6) Attention is drawn to th iRil elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. T be heltkresponsible for identifying any or all such patent rights.
International Sta as been prepared by IEC technical committee 91

Electronics assemb|

Report on voting

) 91/278/FDIS 91/288/RVD

Full information on tHe voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
Annex A forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.
At this date, the publication will be

- reconfirmed;

« withdrawn;

- replaced by a revised edition, or

« amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEI 61190 définit les caractéristiques de la creme a braser au travers
des définitions des propriétés et spécifications des méthodes d'essais et des critéres de
controle. Les matériaux comprennent la poudre a braser et les flux de creme a braser
mélangés pour former la créme a braser. Les poudres a braser sont classées selon la forme
des particules et la composition granulométrique. La présente norme n'a pas pour but
d'exclure les dimensions ou compositions granulométriques non énumérées précisément.
Pour les propriétés de flux de la créeme a braser, y compris la classification et les essais, voir
la CEI 61190-1-1.

Les exigences relatives a la créme a braser sont définies en termes généraux. En pratique,
lorsque des exigences plus rigoureuses sont nécessaires, des eX|genes spplémentaires
peuvent étre définies par accord mutuel entre I'utilisateur et le fourniss st demandé
aux utilisateurs de réaliser des essais (en dehors du domaine d' icati de la\présente
norme) pour déterminer l'acceptabilité de la créme a braser pour des procedéssspegifigues.

Cette norme s'applique a tous les types de créme a braser a
et pour le brasage dans les ensembles de composants particulier. Les
cremes a braser concernées s'appliquent a tous : application. Les
spécifications génériques relatives aux cremes de braSage sent™données dans I'ISO 9454,

O

s en général
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INTRODUCTION

This part of IEC 61190 defines the characteristics of solder paste through the definitions of
properties and specification of test methods and inspection criteria. Materials include solder
powder and solder paste flux blended to produce solder paste. Solder powders are classified
as to shape of the particles and size distribution of the particles. It is not the intent of this
standard to exclude particle sizes or distributions not specifically listed. For the flux properties
of the solder paste, including classification and testing, see IEC 61190-1-1.

The requirements for solder paste are defined in general terms. In practice, where more
stringent requirements are necessary, additional requirements may be defined by mutual
agreement between the user and the supplier. Users are cautioned to perfarm tests (beyond
the scope of this standard) to determine the acceptability of the sold€r paste for specific
processes.
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MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -
Partie 1-2: Exigences relatives aux cremes de brasage

pour les interconnexions de haute qualité
dans les assemblages de composants électroniques

1 Domaine d'application

CEl161190-1-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants i S pour l'application du présent
document. Pour les références datées 2 itée s'applique. Pour les références

non datées, la derniére édition du docume e s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60194:1999, Cong blage des cartes imprimées — Termes et
définitions (dispo§'

CEIl 61190-1-1, Ma a pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences relatives$ i 3 ge pour les interconnexions de haute qualité dans les

assemblages de

CEIl 6119Q-1 x olg/Tfixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-3:
Exigenc aux \alliages & braser de catégorie électronique et brasures solides
fluxées et les applications de brasage électronique 1)

ISO 9002, Systéeme
lation et révision

qualité — Modele pour l'assurance de la qualité en production, instal-

ISO 9454-2: Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2: Prescrip-
tions de performance

1) A publier.
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